DDA-12 TECHNISCHER ANHANG JITTER

JITTERANALYSEN :

Bei der digitalen Audio-Signaliibertragung wird die Tonqualitét hauptséachlich durch kurzzeitige Zeitverschie-
bungen (Jitter) der einzelnen Flanken verschlechtert. Fiir hochwertige Ubertragung sollte der Jitter daher so -
gering wie moglich sein.

Die im DDA-12 angewandte aktive Schaltungstechnik garantiert geringen Jitter und ist daher auch fur die Ver-
wendung vor einem DA-Wandler oder Abtastraten-Konverter bestens geeignet. Durch die zuséatzliche DUTY-
CYCLE-Korrektur wird unabhé&ngig von Signalpegeln und Tastverhaltnis (Mittelwert des Zeitverhaltnisses der
»positiven” und ,negativen“ Bits) der angewahlten Quelle ein gleichspannungsfreies Signal ausgegeben und
mdgliche Jitterbildung durch die Tiefpasswirkung einer angeschlossenen Leitung verringert. Nachfolgende
Messkurven eines Jitter-Analyzers am DDA-12 gemessen belegen die extrem jitterarme Signalverarbeitung.
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Technische Daten DIGITALER VERTEILVERSTARKER DDA-12

Anzahl der EiNga&nge :......ccooiviiiiiiiieeeeee 2

Anzahl der AUSOEANGE ©....oovviiniiiieie e 2x 6  jeweils voneinander galvanisch getrennt
Steckverbinder Eingange: ..o XLR female vergoldete Kontakte

Steckverbinder AusSgange: ........cooociviiiiiiii XLR male vergoldete Kontakte

FOrmMaAt @ AES/EBU (AES-3)  transparent fur alle Formate, auch SPDIF
unterstitzte Wortbreite Audiodaten:......................... bis 24 Bit

unterstutzte Taktfrequenz @ ..........ccoooiieiiiiiiiiiiineeeenn. 24...192 kHz

Eingangspegel @ ... 300 mV...5V pp (max. 10V pp)

Eingangsimpedanz: ........ccocoviiiiiniiiiiiee e 110 W (wahlweise 1 k W tiber interne Jumper) trafosym. erdfrei
zulassige Eingangs-Gleichtaktspannung max. : ......... + 60V

AuSgaNgSPegel:....coiiiii i 4,0 Vpp an 110 W

AusSganNgsSimpPedanz: ........covveveiieiee e 110 W trafosymmetriert erdfrei

zulassige Ausgangs-Gleichtaktspannung max. : ........ + 60V

ANSTIEgSZEeit AUSHANG ..uiernieiiiiieieeieeie e e e 15...20 ns

Verzdgerungszeit Eingang = Ausgang : ..........cc.ceu.... 60...80 ns

zum Eingangssignal addierter Jitter (100 Hz..110 kHz): ..... < 500 pS RMs  bei Ue 500mv...5vpp  (typ. < 350 PS rums bei ve 2...5vpp)
SyNchronisation :........ccoooviiiiiii externe Synchronisation nicht erforderlich

FErNSTtEUEIUNG ..o e 0..5V CMOS-Logik

STrOMVErSOIrQUING © ..vnieieieiieeeeee e e e 230V/50 Hz (110..120V/60 Hz kurzfristig lieferbar)
Leistungsaufnahme ..., <5W

SICNEIUNG & e elektronische Strombegrenzung, zuséatzliche Schmelzsicherung
SCHULZKIASSE ..o 1

GehauseausfUuhrung: ........coooveiiiiii e, Stahlblech beschichtet RAL7040, Front lichtgrau RAL 7035
ADMESSUNGEN ©.oiii 483mm x 250 mm x 44 mm (Breite x Tiefe x Hohe) Gewicht : 3 kg
GaraNtie & ... 3 Jahre auf Arbeitszeit und Material



